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ArgusK?

Predictive Maintenance im Bereich
der Energieinfrastruktur:

FernUberwachung
von Abgrenzeinheiten im Projekt Argus-KI

e onerdulety 7. Bahntechnikkonferenz Kiel 2025, Prof. Dr. D. Bohnke, L. Krémer
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Regulatorische Grenzwerte

2000 Grenzwert nach Forschungsbericht 609 (DGMK)
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Zustandsiberwachung mithilfe eines Digitalen Zwillings
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RSK-Strom im Zeitverlauf

— Reales System
— Physikalisches Modell (Fit auf allen Daten)
— Physikalisches Modell (Rollierendes Fenster, groBer Parameterraum)
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Fehlergrofle im Zeitverlauf

variable
14 —— Reales System zu Physikalisches Modell (Fit auf allen Daten)
—— Reales System zu Physikalisches Modell (Rollierendes Fenster, groBer Parameterraum)

Absoluter relativer fehler [%]
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Modellverbesserungen durch Hybrides Ersatzmodell
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Hybrides Modell mit KI-Algorithmik

37 —— Reales System
— Hybrides Modell
— Physikalisches Modell 1.
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Hybrides Modell mit KI-Algorithmik

m
g

: I
0

Il




_/-/"l ', FACHHOCHSCHULE KIEL
E selected electronic technologiesm University of Applied Sciences

Parameteranpassung durch FehlergroBenuberwachung

©
Ablauf der FehlergrolRentberwachung: E} Rewr
1. Initiale Anpassung aller Modellparameter zur I ‘qﬂl —T —— 1’ — 1.
Minimierung des Modellfehlers bei der ,\li E&Jﬁm NG ﬂl Jen icfc ljJ_Cpe \
Inbetriebnahme 1"._R_‘ff’_{ L | (Rt ] v T s T as.,,le Risepé o 2.
2. Modellparameter bleiben so lange erhalten bis der 'y Epad élﬁ (( ﬁ? éa . ék 6{2 ‘
Modellfehler einen Grenzwert Uberschreitet. | [ pL Sl °r o [ ° [ ) 3
3. Wenn der Fehlergrenzwert tUberschritten wird, p Lea ELFZ %Lm %qu gtﬁg ELFS | '
werden alle Modellparameter neu gefittet. So lasst | i'—'g_i' — — ot - 2
sich gewahrleisten, dass das Modell immer - == -
moglichst genau die Realitat abbildet, jedoch keine ) t ]
Ressourcen verschwendet werden. fe-p i = Cpr
4. Die FehlergroRRe wird nun wieder bis zur nachsten
GrenzwertlUberschreitung tberwacht JRears
Y =
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Parameteranpassung durch FehlergroBenuberwachung

Absoluter relativer Fehler Modell
— Auf 30 Datenpunkte gemittelter absoluter relativer Fehler Modell

S

Fit der Parameter

Parameter Fit Grenzwert
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Vielen Dank fur
lhre Aufmerksamkeit!

© FuE'FH KielGmbH
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Kontakt

Frederic Korupp,
Geschaftsfuhrer SET Wedel
frederic.korupp@setwedel.de

Prof. Dr. Daniel Bohnke,
Ingenieur-Informatik
daniel.boehnke@fh-kiel.de

© FuEFH KielGmbH
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